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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 215

Laboratorium Badawczo-Wzorcujgce Merserwis
Sekcja Pomiaréw Elektrycznych
ul. Gen. Whadystawa Andersa 10, 00-201 Warszawa

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Napiecie DC
Mierniki napiecia cyfrowe 0,1 mV do 200 mV 5-106-U+ 0,3 yv S Procedura wewnetrzna
Multimetry 0,2Vdo20V 0,0004 % OP-W-01
Mierniki parametréw sieci energetycznych 20V do 200 V 0,0005 % w oparciu o
Mierniki cegowe 200 V do 1000 V 5-10¢-U+0,5mV EURAMET cg-15v. 3
Skopometry (DMM)
U — wielko$¢ mierzona (V) Metoda posrednia /
bezposrednia
Kalibratory Procedura wewnetrzna
Zrédta wzorcowe OP-W-03
Zasilacze Metoda bezposrednia
Mierniki napiecia cyfrowe 0,1 mV do 200 mV 5-106-U+ 6 pv P Procedura wewnetrzna
Multimetry 02Vdo2V 1-105- U+ 30 yv OP-W-01
Mierniki parametréw sieci energetycznych 2Vdo20V 3-105-U+05mV w oparciu o
Mierniki cegowe 20V do 200 V 4-10°-U+2mV EURAMET cg-15v. 3
Skopometry (DMM) 200 V do 1000 V 0,005 %
Metoda posrednia /
U — wielko$¢ mierzona (V) bezposrednia
Kalibratory Procedura wewnetrzna
Zrédta wzorcowe OP-W-03
Zasilacze
Metoda bezposrednia
Prad DC
Mierniki pradu cyfrowe 1 pA do 200 pA 5-105-1+6nA S Procedura wewnetrzna
Multimetry 0,2 mA do 20 mA 3,5-105-1+0,1 pA OP-W-01
Mierniki parametréw sieci energetycznych 20 mA do 200 mA 5-10°5-1+1pA w oparciu o
Skopometry (DMM) 0,2Ado2A 0,025 % EURAMET cg-15v. 3
2Ado10A 3-104-1+0,1 mA
10Ado20A 0,03 % Metoda bezposrednia i
20A do 38A 3-10%-1+15mA posrednia
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe 1mAdolA 0,016 % Procedura wewnetrzna
1Ado10A 0,04 % OP-W-01
10 A do 1000 A 0,33 %
Metoda bezposrednia
Kalibratory 1 pA do 200 pA 2-10%5-1+0,5nA Procedura wewnetrzna
Zrédta pradu statego 0,2 mA do 20 mA 2-10%5-1+10nA OP-W-03
Zasilacze 20 mA do 200 mA 4-10°5-1+2pA
02Ado2A 0,02 % Metoda bezposrednia
2Ado20A 0,03 %
20 A do 30A 0,02 %
30 A do 200 A 2-104-1+0,02A
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki pradu cyfrowe 1 pA do 100 pA 5-104-1+30nA P Procedura wewnetrzna

Multimetry

0,1 mA do 100 mA

5-104-1+0,1 pA

Mierniki parametréw sieci energetycznych 01AdolA 2-104-1+0,5mA
Skopometry (DMM) 1Ado2A 0,03 %
2Ado10A 0,1 %
10Ado20A 0,04 %

| — wielko$¢ mierzona (A)

Mierniki cegowe 1mAdolA 0,03 %
1Ado10A 0,12 %
10 A do 1000 A 0,4 %

Kalibratory
Zrodta pradu statego
Zasilacz

1 pA do 100 pA
0,1 mA do 10 mA
10 mA do 100 mA

0,1Ado1lA
1Ado3A
3Ado30A

30 A do 200 A

1-10%-1+1nA
1-10%-1+0,1 pA
2-10%-1+5pA
5-104-1+0,1 mA
5-10%-1+0,1 mA
3-10“-1+ 0,001 mA
2-10%4-1+0,02A

| — wielko$¢ mierzona (A)

OP-W-01
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-01

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia
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Zakres akredytacji Nr AP 215

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Napiecie AC

Mierniki napiecia cyfrowe

Multimetry

Mierniki parametréw sieci energetycznych
Mierniki cegowe

Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych
Skopometry (DMM)

Kalibratory
Zasilacze

10 Hz do 2 kHz
1mVdo 10 mV
10 mV do 100 mV
0,1Vdo1lV
1Vdo 10V
10V do 100 V
100 V do 1000 V

2 kHz do 10 kHz
1mVdo 10 mV
10 mV do 100 mV
0,1V do 100 V
100 V do 1000 V

10 kHz do 30 kHz
1mVdo 10 mV
10 mV do 100 mV
0,1V do 100V
100 V do 1000 V

30 kHz do 100 kHz
1mVdo 10 mV
10 mV do 100 mV
0,1V do 100V
100 V do 1000 V

100 kHz do 300 kHz
1mVdo 10 mV
10mV do 10V
10V do 100 V

300 kHz do 1 MHz
10mVdolV
1VdoloVv
10V do 100 V

2-10%-U+2pVv

7-105-U+1pVv

8-105%U+5puVv

8:10°-U+ 50 pv
8:10%-U+0,5mV
1-104-U+0,03V

3:10%-U+2pVv

1,2-104-U+1pVv
0,015 %

1-104-U+0,03V

3:104U + 2 yv
2,2-104-U+1pVv
0,03 %
0,035 %

35-10%-U+2pV

8-104-U+1puV
0,08 %
0,12 %

1,5%
0,5%
0,8 %

15-102-U+0,5mV
15-102-U+5mV
3,5-102-U+10mV

U — wielko$¢ mierzona (V)

Procedura wewnetrzna
OP-W-01
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3

Metoda posrednia /
bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Mierniki napigcia cyfrowe

Multimetry

Mierniki parametrow sieci energetycznych
Mierniki cegowe

Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych
Skopometry (DMM)

Kalibratory
Zasilacze

10 Hz do 20 kHz
1mVdo 100 mV
0,1Vdo1lV
1Vdo 10V
10V do 100 V
100 V do 700 V

20 kHz do 50 kHz
1mVdo 10 mV
10 mV do 100 mV
0,1VdolVv
1Vdo 10V
10V do 100 V
100 V do 700 V

6104 U+ 50 pV
6-104- U +0,5mV
6-104-U+5mV
6104 U+ 50 mV
6-104-U+03V

6-10%- U+ 60 pv
1,4 -10%- U + 55 pV
2-103-U+ 0,55 mV
2-10%-U+5mV
2-102-U+50 mV
2-10%-U+0,3V

U — wielko$¢ mierzona (V)

Procedura wewnetrzna
OP-W-01
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3

Metoda posrednia /
bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarow: ) d Metoda pomiarowa
P P y pomiaru dla CMC dziat. P

Prad AC
Mierniki pradu cyfrowe 10 Hz do 40 Hz S Procedura wewnetrzna
Multimetry 10 yA do 100 pA 5-104-1+15nA OP-W-01
Mierniki parametréw sieci energetycznych 0,1 mA do 100 mA 3-104-1+0,1 pA w oparciu o
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych 100 mA do 2 A 3-104-1+10 A EURAMET cg-15v. 3

Skopometry (DMM)
Mierniki pradu uptywu

50 Hz do 400 Hz
11 Ado 100 A

40 Hz do 1 kHz
10 pA do 100 pA
0,1 mA do 1 mA
1 mA do 100 mA
01Ado2A
2Ado11 A

1 kHz do 5 kHz
10 pA do 100 pA
0,1 mA do 1 mA
1 mA do 100 mA
01Ado2A
2Ado11A

5 kHz do 10 kHz
10 pA do 100 pA
0,1 mA do 1 mA
1 mA do 100 mA

3-10%-1+0,05A

1-10%-1+10nA
1-104-1+50nA
1-10%-1+1pA
2-104-1+0,2mA
0,06 %

2,5 104 1 + 20 nA
2:104-140,2 pA
2-104-1+1,5pA
4-104-1+0,2 mA
1-10%:1+1mA

2-103-140,1 pA
1-103-1+1pA
1-103-1+20 yA

0,1Ado2A 1-103-1+05mA
2Ado11A 0,4 %
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe 50 Hz ;60 Hz
0,01Ado 1A 0,06 %
1Ado10A 0,16 %
10 A do 1000 A 0,43 %
400 Hz
0,01Ado 1A 0,06 %
1Ado10A 0,16 %
10 A do 100 A 0,43 %
Kalibratory 50 Hz do 400 Hz
Generatory 11 A do 100 A 5-104-1+0,05A
10 Hz do 2 kHz
1 pA do 200 pA 3-104-1+5nA
0,2 mA do 200 mA 0,04 %
0,2Ado2A 3-10%4-1+0,1 mA
2Ado20A 8-10%-1+1mA
20Ado30A 1-10%1+10mA
2 kHz do 10 kHz
1 pA do 200 pA 5-104-1+10nA
0,2 mA do 200 mA 0,06 %
0,2Ado2A 5-10%4-1+0,2mA
2Ado20A 0,1%
20Ado30A 1,5-103-1+10 mA
10 kHz do 30 kHz
1 pA do 200 pA 8-104-1+10nA
0,2 mA do 200 mA 0,09 %
0,2Ado2A 8-10%-1+2mA
| — wielko$¢ mierzona (A)
Zasilacze 1 Hz do 2 kHz

1 pA do 100 pA
0,1 mA do 100 mA
0,1Ado2A
1Ado185A

3-104-1+10nA
0,04 %

3-104-1+0,2mA
0,1%

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-01

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 215
. . . . Niepewnos¢ Migjsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarow . . Metoda pomiarowa
P P y pomiaru dla CMC dziat. p
Mierniki pradu cyfrowe 50 Hz do 400 Hz P Procedura wewnetrzna

Multimetry

Mierniki parametréw sieci energetycznych
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych
Skopometry (DMM)

Miernik pradu uptywu

11 Ado 100 A

20 Hz do 1 kHz
10 pA do 1 mA
1 mA do 100 mA
0,1Ado2A
2Ado20A

1 kHz do 5 kHz
10 pA do 100 pA
0,1 mA do 1 mA
1 mA do 200 mA

5 kHz do 10 kHz
0,2 mA do 10 mA
10 mA do 200 mA

3-10%-1+0,05A

1,5-10%-1+50nA
0,1%
5-104-1+0,2mA
1,5-10%-1+ 0,005 A

3-103-1+0,3 pA
3-10%-1+1pA
3-103%-1+0,1 mA

7-10%-1+2pA
5-103-1+0,2mA

| — wielko$¢ mierzona (A)

Mierniki cegowe

50 Hz ;60 Hz
0,0lAdo 1A
1Ado10A
10 A do 1000 A

400 Hz
0,01Ado 1A
1Ado10A
10 A do 100 A

0,1%
0,25 %
0,5%

0,1%
0,25 %
0,5%

Kalibratory 50 Hz do 400 Hz
Generatory 11 A do 100 A 5-10%-1+0,05A
10 Hz do 2 kHz
1 yA do 100 pA 8- 104-1+0,35 pA
0,1 mA do 10 mA 1,2-103%-1+0,5pA
10 mA do 100 mA 1,2-103-1+20 pA
0,1lAdo 1A 2-103-1+1mA
1Ado3A 2-10%-1+3mA
3Ado10A 1,5-103-1+10 mA
10A do30A 1-103-1+10mA
2 kHz do 5 kHz
1 pA do 100 pA 8-10%-1+ 0,35 pA
0,1 mA do 10 mA 1,2-103%-1+0,5pA
10 mA do 100 mA 1,2-103-1+ 20 uA
0,1lAdo 1A 9-103-1+1mA
1Ado3A 9-103-1+3mA
3Ado10A 1,5-103-1+10 mA
| — wielko$¢ mierzona (A)
Zasilacze 10 do 400 Hz

0,1 mA do 10 mA
10 mA do 100 mA
0,1AdolA
1Ado3A
3Ado10A
10A do 185A

1,2-103-1+0,5 pA
1,2 -103- 1 +20 pA
2-103-1+1mA
2-103-1+3mA
1,5-103- 1+ 10 mA
1-103-1+10mA

| — wielko$¢ mierzona (A)

OP-W-01
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-01

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Procedura wewnetrzna
OP-W-03

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 215
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji cyfrowe 100 uQ 0,1% S Procedura wewnetrzna
Multimetry 1 mQ do 100 mQ 0,01 % OP-W-01
Mierniki ciggtosci obwodu 0,1 Q do 100 MQ 0,005 % w oparciu o
Mierniki parametrow sieci EURAMET cg-15v. 3
Skopometry (DMM)
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji izolacji Napiecie pomiarowe Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci do 500 V OP-W-01
Mierniki parametréow sieci energetycznych 50 kQ do 1000 kQ 0,2%
Napiecie pomiarowe Metoda bezposrednia
do 2,5 kV
1 MQ do 10 MQ 0,2 %
Napiecie pomiarowe
do 5 kv
10 MQ do 100 MQ 0,2 %
100 MQ do 1000 MQ 0,3 %
1GQ do 10 GQ 0,7 %
10 GQ do 100 GQ 12%
100 GQ do 5000 GQ 2,0%
Boczniki 100 pQ 0,2 uQ Procedura wewnetrzna
Rezystory state 0,001 Q do 0,01 Q 0,01 % OP-W-02
Rezystory regulowane 0,01 Qdo0,1Q 0,02 %
0,1Qdo10Q 0,005 % Metoda bezposrednia /
10 Q do 1 MQ 0,001 % posrednia
Kalibratory rezystancji 1 MQ do 10 MQ 0,005 % Procedura wewnetrzna
10 MQ do 100 MQ 0,01 % OP-W-03
100 MQ do 1 GQ 0,1 %
1GQ do 20 GQ 0,2% Metoda bezposrednia /
posrednia
Mierniki rezystancji cyfrowe 50 Q do 300 mQ 0,05 % P Procedura wewnetrzna
Multimetry 0,3 Q do 10 MQ 0,05 % OP-W-01
Mierniki ciagtosci obwodu 10 MQ do 100 MQ 0,1% w oparciu o
Mierniki parametréw sieci EURAMET cg-15v. 3
Skopometry (DMM)
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji izolacji Napiecie pomiarowe Procedura wewnetrzna
Mierniki parametréow sieci do 500 V OP-W-01
Mierniki parametréw sieci energetycznych 50 kQ do 1000 kQ 0,5%
Metoda bezposrednia
Napigcie pomiarowe
do 2,5 kV
1 MQ do 10 MQ 0,5%
Napigcie pomiarowe
do 5 kv
10 MQ do 1000 MQ 0,5%
1GQ do 10 GQ 1%
10 GQ do 100 GQ 1,5 %
Boczniki 100 pQ 0,2 pQ Procedura wewnetrzna
Rezystory state 0,001 Q do 0,01 Q 0,1 % OP-W-02
Rezystory regulowane 0,01 Qdo0,1Q 0,02 %
0,1Qdo10Q 1-10%-R+ 50 uQ Metoda bezposrednia /
10 Q do 1 MQ 0,01 % posrednia
Kalibratory rezystancji 1 MQ do 100 MQ 0,05 % Procedura wewnetrzna
100 MQ do 1 GQ 0,1 % OP-W-03

R — wielko$¢ mierzona (Q)

Metoda bezposrednia /
posrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 215

) ] ) . Niepewnos¢ Miejsce !
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Rezystancja AC
Mierniki rezystancji cyfrowe f=50Hz S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 0,1Qdo0,4Q 0,7% OP-W-01
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 04Qdo3Q 0,6 %
3Qdo 20 kQ 0,15% Metoda bezposrednia
Mierniki parametréw petli zwarcia f=50Hz Procedura wewnetrzna
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych 100 mQ do 250 mQ 0,6 % OP-W-01
250 mQ do 1000 mQ 0,3 %
1000 mQ do 2000 mQ 0,12 % Metoda bezposrednia
2Qdo19Q 0,3 %
19Qdo 2kQ 0,1%
Mierniki rezystancji uziemienia 50 Hz do 125 Hz Procedura wewnetrzna
0,1Qdo04Q 0,7 % OP-W-01
0,4Qdo3Q 0,6 %
3Qdo 20 kQ 0,15 % Metoda bezposrednia
Testery ciggtosci uziemienia 50 Hz do 60 Hz Procedura wewnetrzna
100 mQ do 250 mQ 0,6 % OP-W-01
250 mQ do 1000 mQ 0,3 %
1000 mQ do 2000 mQ 0,12 % Metoda bezposrednia
2Qdo19Q 0,3 %
19 Q do 2 kQ 0,1 %
Elektryczna symulacja wielkosci
Symulatory temperatury (rezystancyjne) -200 °C do 250 °C 0,007 °C S Procedura wewnetrzna
250 °C do 850 °C 0,015 °C OP-W-03
w oparciu o
EURAMET cg-11v. 2
Metoda posrednia
Wskazniki (mierniki) temperatury Procedura wewnetrzna
wspotpracujace z czujnikami OP-W-01
rezystancyjnymi w oparciu o
EURAMET cg-11v. 2
Metoda posrednia
Symulatory temperatury (rezystancyjne) -200 °C do 850 °C 0,06 °C P Procedura wewnetrzna
OP-W-03
w oparciu o
EURAMET cg-11v. 2
Metoda posrednia
Wskazniki (mierniki) temperatury Procedura wewnetrzna
wspotpracujace z czujnikami OP-W-01
rezystancyjnymi w oparciu o
EURAMET cg-11v. 2
Metoda posrednia
Czestotliwosé
Multimetry Sygnat prostokatny S Procedura
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 1 Hz do 10 Hz 3-108-f wewnetrzna
Mierniki parametréw sieci 10 Hz do 50 MHz 3-10°-f OP-W-07

Sygnat sinusoidalny
1 Hz do 10 Hz
10 Hz do 100 Hz
100 Hz do 1 kHz
1 kHz do 10 kHz
10 kHz do 350 kHz
350 kHz do 5 GHz

+10%-f+ 0,001 Hz
+10%-f+ 0,001 Hz
+10%-f + 0,001 Hz
+107-f+ 0,001 Hz
2-108-f
3-10°-f

PR e e

f — wielko$¢ mierzona (Hz)

Generatory czestotliwosci
Kalibratory

Sygnat prostokatny
1Hz do 10 Hz
10 Hz do 500 MHz

Sygnat sinusoidalny
1Hz do 10 Hz
10 Hz do 100 Hz
100 Hz do 1 kHz
1 kHz do 10 kHz
10 kHz do 350 kHz
350 kHz do 5 GHz

3-108-f
3-109-f

+104-f+ 0,001 Hz
+10%-f + 0,001 Hz
+10%-f + 0,001 Hz
+107-f+ 0,001 Hz
2-108-f
3-109-f

PRl

f — wielko$¢ mierzona (Hz)

Metoda bezposrednia

Procedura
wewnetrzna
OP-W-07

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 215
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy ngpewnosc Mlej_sce Metoda pomiarowa
pomiaru dla CMC dziat.
Multimetry Sygnat prostokatny P Procedura
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 1Hz do 10 Hz 3:10%-1+0,01 Hz wewnetrzna
10 Hz do 50 MHz 3-106-f OP-W-07

Mierniki parametrow sieci

Sygnat sinusoidalny
1Hz do 10 Hz
10 Hz do 100 Hz
100 Hz do 1 kHz
1 kHz do 10 kHz
10 kHz do 350 kHz
350 kHz do 160 MHz

-102-f+ 0,01 Hz
+102-f+0,01 Hz
-103-f+ 0,01 Hz
+104-f+0,01 Hz
3-105-f
3-106-f

f — wielko$¢ mierzona (Hz)

Generatory czestotliwosci
Kalibratory

Sygnat prostokatny
1Hz do 10 Hz
10 Hz do 200 MHz

Sygnat sinusoidalny
1Hz do 10 Hz
10 Hz do 100 Hz
100 Hz do 1 kHz
1 kHz do 10 kHz
10 kHz do 350 kHz
350 kHz do 200 MHz

3-10%-f+0,01 Hz
3-106-f

-102-f+ 0,01 Hz
+102-f+ 0,01 Hz
-10%-1+0,01 Hz
+104-f+0,01 Hz
3-105-f
3-106-f

PR e

f — wielko$¢ mierzona (Hz)

Metoda bezposrednia

Procedura
wewnetrzna
OP-W-07

Metoda bezposrednia
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Zakres akredytacji Nr AP 215

Laboratorium Badawczo-Wzorcujgce Merserwis
Sekcja Pomiaréw Srodowiskowych
ul. Gen. Wt Andersa 20, 00-201 Warszawa

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) -35°Cdo0°C 0,05 °C S Procedura
Termometry elektryczne (z rejestracja 0°C 0,03 °C wewnetrzna
temperatury) 0°Cdo80°C 0,06 °C OP-W-04-01
80 °C do 155 °C 0,07 °C
155 °C do 180 °C 0,08 °C Metoda poréwnawcza
180 °C do 300 °C 0,14 °C
300 °C do 400 °C 0,52 °C
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) -5°Cdo0°C 0,7 °C Procedura
Termometry elektryczne (z rejestracja 0°C 0,6 °C wewnetrzna
temperatury) 0°Cdo10°C 0,4°C OP-W-04-01
10 °C do 20 °C 0,3°C
20°Cdo 40 °C 0,4°C Wzorcowanie
40 °C do 60 °C 0,7 °C w komorze
klimatycznej

Metoda poréwnawcza

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udzialu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewno$¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Zakres akredytacji Nr AP 215

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 215

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 08.01.2025 r.
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